1. Anizotropinių kompozitinių plokščių elastinių konstantų matavimo būdas skirtas įvertinti medžiagos elastines savybes objekte (2)naudojant ultragarsinius keitiklius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
· vienas arba daugiau vienalementis ultragarsinis siunčiantis keitiklis (1‘) ir vienas arba daugiau ultragarsinis priimantis keitiklis (1‘‘) paskirstomi erdvėje ir montuojami ant tiriamojo objekto (2), sudarant keitiklių poras apimančias po vieną vienalementį ultragarsinį siunčiantį keitiklį (1‘) ir vieną vienalementį ultragarsinį priimantį keitiklį (1‘‘), 
• kur 
· vienalemenčių ultragarsinių keitiklių (1‘, 1‘‘) darbiniai dažniai ir generuojamų/priimamų signalų dažnių intervalas apima 30 kHz – 1 MHz,
· siunčiantys (1‘) ir priimantys (1‘‘) ultragarsiniai keitikliai yra pozicionuojami vienas priešais kitą, o siunčiančio keitiklio (1‘) ir priimančio keitiklio (1‘‘) pora yra sukamos tokiu kampu, kad atkurtų nukreiptųjų bangų greičio pasiskirstymą tiriamo objekto (2) paviršiuje, priklausomai nuo bangų sklidimo kampo, 
· yra žadinamos asimetrinės, simetrinės ir skersinės nukreiptųjų bangų modos;
· ultragarsinė matavimo sistema yra valdoma kompiuteriniu įrenginiu, apimančiu bent vieną procesorių ir bent vieną atminties modulį, kur:
· atminties modulyje talpinami parametrai, duomenų bazės, modeliai, matavimo rezultatai, užregistruoti signalai, PĮ moduliai, 
· procesorius vykdo būdo žingsnius, valdo ultragarsinio matavimo procesus, apdoroja duomenis, vykdo modeliavimą, mašininį mokymą bei klasifikavimą, 
• vienalementis siunčiantis ultragarsinio keitiklis (1‘) yra žadinamas generuojamais signalais,
• tiriamą objektą (2) perėjusių ultragarsinių nukreiptųjų bangų signalai yra registruojami priimančiu ultragarsiniu keitikliu (1‘‘);
• atliekamas registruotų ultragarsinių signalų pirminis apdorojimas ir signalų segmentų atitinkančių skirtingas modas išskyrimas, sklidimo laiko matavimas;
• išrenkami kiekybiniai ultragarsinių nukreiptųjų bangų skirtingų modų parametrai, gauti matuojant skirtingomis keitiklių poromis;
• modeliavimo ir matavimo duomenys yra sugretinami, nustatant reikiamas elastinių savybių konstantas; 
• skaitmeninis etalonas yra naudojamas kaip tiriamo objekto (2) etalonas, kur skaitmeninis etalonas (2) yra formuojamas kompiuteriniu modeliavimu iš kiekybinių parametrų rinkinio (1), apimančio objekto konstrukcines charakteristikas, ultragarsinių signalų ir jų sklidimo objekte (2) charakteristikas,
• skaitmeninio etalono palyginimo su ultragarsinių matavimų rezultatais žingsnyje suformuojamas daugiamatis duomenų modulis (DDM), apimantis skirtuminį tomografinį vaizdą ir jo kiekybinių parametrų rinkinį,
• vykdomas skaitinis modeliavimas sklidimo greičių palyginimui su išmatuotais ant tiriamo objekto (2).

2. Būdas pagal 1 punktą, kur kiekybinių parametrų rinkinys apima, bent:
• tiriamą objektą ir medžiagą;
• sudarytą objekto dispersinių kreivių modelį, kuriuo identifikuojamos objekte sklindančios nukreiptųjų bangų modos, jų poslinkiai, pasiskirstymai per objekto storį bei sklidimo nuostoliai;
• nustatytus atitinkamų pasirinktų modų dažnius, fazinius ir grupinius greičius; 
• jei pirmą kartą matuojamas nežinomas objektas, kuriam duomenų bazėje nėra tinkamo kiekybinių parametrų rinkinio, tada pradinis kiekybinių parametrų rinkinys gali būti sudaromas iš pirmojo ultragarsinio matavimo rezultatų, pagal juos įvertinus pradines kiekybinių parametrų reikšmes.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur duomenų bazė apima daugiau nei vieną kiekybinių parametrų rinkinį, tokį, kaip konstrukciniai (geometriniai-medžiaginiai) aprašai ir objektų teorinės elastinės konstantos.

4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur:
• sudaromas nukreiptųjų bangų dispersinių kreivių skaičiavimo modelis,
• parenkami ultragarsinių nukreiptųjų bangų modos ir dažnių diapazonas,
• parenkami ultragarsinės matavimo sistemos parametrai, reikalingi numatytų nukreiptųjų bangų generavimui.

5. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima žingsnius:
• atliekamas ultragarsinis matavimas ir signalų apdorojimas, kuris susideda iš pirminio signalų apdorojimo, skirtingų modų signale išskyrimo ir išskirtų modų grupinio greičio matavimo;
• palyginamos išmatuotos ir suskaičiuotos elastinės konstantos sugretinant elastines savybes;
• koreguojami modelio parametrai;
• atliekamas ultragarsinis matavimas tiriamame objekte (2), su parinktais kiekybiniais parametrais:
· nukreiptų ultragarsinių bangų generavimas ir ultragarsinių matavimo signalų registravimas,
·  registruotų ultragarsinių matavimo signalų pirminis apdorojimas,
·  tiriamo objekto elastinių savybių atstatymas iš ultragarsinių matavimo signalų.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1–5 punktų, kur:
• parinkus iš duomenų bazės tinkamiausią kiekybinių parametrų rinkinį, po to pagal šį parinktą parametrų rinkinį:
· sudaromas objekto dispersinių kreivių modelis, kuriuo identifikuojamos objekte sklindančios nukreiptųjų bangų modos, jų poslinkiai, pasiskirstymai per objekto storį bei sklidimo nuostoliai,
·  nustatomi atitinkamų pasirinktų modų dažniai, faziniai ir grupiniai greičiai, 
·  jei pirmą kartą matuojamas nežinomas objektas, kuriam duomenų bazėje nėra tinkamo kiekybinių parametrų rinkinio, tada pradinis kiekybinių parametrų rinkinys gali būti sudaromas iš pirmojo ultragarsinių matavimo rezultatų, pagal juos įvertinus pradines kiekybinių parametrų reikšmes.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1–6 punktų, kur kiekybinių parametrų rinkinys gali būti išrenkamas:
• į sistemą rankiniu būdu įvedant konkretų medžiagos tipą, kur pagal šiuos parametrus, paieškos algoritmas duomenų bazėje suranda artimiausią kiekybinių parametrų rinkinį, arba
• yra atliekamas pirmas ultragarsinis matavimas ultragarsinio matavimo sistema, suformuojamas parametrų rinkinys, ir pagal minimalius matavimo ir duomenų bazės parametrų rinkinių skirtumus, išrenkamas iš duomenų bazės artimiausias kiekybinių parametrų rinkinys, arba
• kai duomenų bazėje nesama tinkamo kiekybinių parametrų rinkinio, sistema atlieka pirmąjį matavimą, ir automatiškai iš matavimo rezultatų suformuoja pradinį parametrų rinkinį, kurį įrašo į duomenų bazę.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1–3 punktų, kur kiekybinių parametrų rinkiniai ir jų duomenų bazė yra formuojami bet kuriuo šių būdų ar jų kombinacija:
• rankiniu būdu įvedus ir koreguojant kiekybinių parametrų rinkinio vertes;
• įvedus duomenis iš kitų eksperimentų, matavimų bei modeliavimo rezultatų;
• vykdant matavimus naujame nežinomame objekte ir kaupiant jo matavimo istorinius-statistinius duomenis.

9. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1–3 ir 6–7 punktų, kur objekto matavimui kiekybinių parametrų rinkinys išrenkamas bet kuriuo šių būdų ar jų kombinacija:
• rankiniu būdu įvedus ir koreguojant kiekybinių parametrų rinkinio vertes,
• atlikus kalibracinį objekto (2) ultragarsinį matavimą, suformavus matavimo parametrų rinkinį, ir pagal jo bei duomenų bazės rinkinių minimalius skirtumus, išrenkamas artimiausias kiekybinių parametrų rinkinys;
• atlikus kalibracinį objekto ultragarsinį matavimą, iš šio matavimo rezultatų suformuojamas kiekybinių parametrų rinkinys, kuris laikomas etaloniniu kiekybinių parametrų rinkiniu, įrašomu ir į duomenų bazę.

10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur skaitmeninis etalonas ir ultragarsinis signalų sklidimas minėtame skaitmeniniame etalone yra modeliuojami:
• baigtinių elementų būdu, arba
• pusiau analitiniu baigtinių elementų būdu, arba
• globalinės matricos būdu. 

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuris papildomai apima ultragarsinių matavimų sistemos adaptavimo žingsnį, kuriuo, pagal ant tiriamo objekto (2) įrengtais vienalemenčiais ultragarsiniais keitikliais (1‘, 1‘‘), atliktus kalibracinius matavimus, koreguoja skaitmeninio modelio parametrus, minimizuodamas skirtumines paklaidas tarp matuojamo objekto (2) ir skaitmeninio modelio.

12. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur skaitmeninio modelio palyginimas su ultragarsinio matavimo rezultatu atliekamas prieš išmatuotų ir suskaičiuotų elastinių konstantų sugretinimą ir (arba) arba po jo.

13. Ultragarsinio matavimo sistema, skirta išmatuoti anizotropinių kompozitinių plokščių elastines konstantas būdu pagal bet kurį vieną iš 1–12 punktų, apimanti ultragarsinius keitiklius, ultragarsinius generatorius, stiprintuvus, analoginius-skaitmeninius keitiklius,
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema apima
• vieną arba daugiau siunčiantį vienalementį ultragarsinį keitiklį (1‘) ir vieną arba daugiau priimantį vienalementį ultragarsinį keitiklį (1‘‘) ar jų gardeles, poromis po viena siunčiantį vienalementį ultragarsinį keitiklį (1‘) ir vieną priimantį vienalementį ultragarsinį keitiklį (1‘‘), įrengtus ant tiriamo objekto (2), 
• kompiuterinį įrenginį, apimantį bent vieną procesorių ir bent vieną atminties modulį, duomenų bazes, ir vykdančius programiškai būdo žingsnius;
• skaitmeninį etaloną, suformuotą kompiuteriniu modeliavimu, atmintyje, iš kiekybinių parametrų rinkinio, ir
• kur vienalemenčiai ultragarsiniai keitikliai (1‘, 1‘‘) yra išdėstyti ant tiriamo objekto (2) ir sukonfigūruoti taip, kad tiriamo objekto (2) numatytame regione generuotų nukreiptąsias ultragarsines bangas, sklindančias numatytomis kryptimis;

14. Sistema pagal 13 punktą, kur vienalemenčių ultragarsinių keitiklių (1‘, 1‘‘) arba jų gardelių ir ultragarsinių bangų dažnių efektyvus diapazonas apima nuo 30 kHz iki 1 MHz.

15. Programinė įranga, realizuojanti būdą pagal 1–12 punktą, veikianti kompiuteriniame įrenginyje, apimančiame bent vieną procesorių ir bent vieną atminties modulį, apimanti žingsnius:
• iš kiekybinių parametrų išrenkamas parametrų rinkinys, atitinkantis tiriamą objektą ir medžiagą; 
• skaičiuojamas skaitmeninis modelis apimant tokius būdo žingsnius: 
· sudaromas nukreiptųjų bangų dispersinių kreivių skaičiavimo skaitmeninis modelis, 
·  parenkamos ultragarsinių nukreiptųjų bangų modos ir dažnių diapazonas, 
·  ultragarsinėje matavimo sistemoje suderinami ir parenkami parametrai nukreiptųjų bangų generavimui;
• atliekamas ultragarsinis matavimas su ultragarsine matavimo sistema ir signalų apdorojimas: 
· atliekamas pirminis signalų apdorojimas, 
·  atliekamas skirtingų modų signale išskyrimas, 
·  atliekamas išskirtų modų grupinio greičio matavimas;
• sugretinamos išmatuotos ir suskaičiuotos elastinės konstantos, 
• koreguojami modelio parametrai,
• suskaičiuotos elastinės konstantos priimamos kaip atitinkančios tiriamos medžiagos savybes.
